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|  Nachweis abrasiver Vorbehandlungen durch Änderung der Rauheit mittels 

 winkelaufgelöste Streulichtmesstechnik
|  Überwachung und Bewertung von Vorbehandlungsprozessen durch 

 Änderung der  Rauheits- bzw. Intensitätswerte 

ermöglicht,
   die Mikrostruktur der Oberfläche zu bestimmen
   den Abtrag zu quantifizieren
   Prozessfenster zu überwachen
   Überbehandlung zu erkennen
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Prozesskontrolle durch  
berührungslose Rauheitsmessung


